INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

CENTRO DE INSTRUMENTACION Y DESARROLLO
ELECTRONICO, CIDE DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

ubicado en Avenida Libertador Bernardo O Higgins N°3363,
Estacién Central, Santiago

ha renovado su acreditacion en el Sistema Nacional de Acreditacion del
INN, como

Laboratorio de calibracion

segun NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el area Magnitud Temperatura, con el alcance indicado en anexo

Primera acreditacion: 17 de agosto de 2010

Vigencia de la Acreditacién Desde : 17 de julio de 2022
Hasta : 17 de julio de 2027

Santiago de Chile, 12 de julio de 2022

Este Certificado tiene firma electrénica. Ver ultima pagina de este documento.
Para una adecuada visualizacion del documento en formato PDF o para su impresion
se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio Sergio Toro Galleguillos
Jefe de Divisién Acreditacion Director Ejecutivo
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 069
Modificacion 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL CENTRO DE INSTRUMENTACION Y DESARROLLO ELECTRONICO, CIDE-USACH DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA MAGNITUD TEMPERATURA
Servicio de calibracién Ranao del mensurando Capacidad de medicion y Patron de referencia usado en la
9 calibraciéon (CMC) calibracion
instrumento o Método y Condicion Min Max. Unidades Valor Unidades | Nivel de Patron Fuente de trazabilidad
sistema de Norma/Documento de la (mayor | (menor o confianza inmediata.
medicion de base medicion que) igual que)
WIKA-ASL /
CTR5000
Comparacion -40 200 °C 0,1 °C 95% (indicador)
directa
FLUKE / 1586A (IAS,\?STIE,\?;oﬁ;
Horno de Procedimiento (mddulo) - 1586- Accreditation Board
Pozo Seco PR-CA-24 v03 (22 £4) °C o o o 2588 (escaner) )
(50 * 20) % hr 200 400 C 0,2 C 95% AC-2691.01)
Bafio Liquido EST:?EI\C;IE'? ISO'I;E%—;QQSS- FLUKE Corporation
. (NVLAP 200348-0)
cg-13, version 4.0 (sensor)
(sept 2017) 400 660 °C 0,4 °C 95%
FLUKE / 5628
(sensor)
Comparacion 15 40 % hr 2,0 % hr 95%
Indicadores y directa ’
Registradores -
Procedimiento VAISALA
(Data Logger) AR (22 £4)°C o o o gt LCPN-H
de Humedad PR-CA-23 v03 (50 + 20) % hr 40 70 Yo hr 2,5 Yo hr 95% MI70 (indicador) (D-K-15211-01-00)
Relativa en HMP76 (sensor)
Aire Basado en CEM
TH-007, edicion 70 90 % hr 3,0 % hr 95%
digital 1
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Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicion y
calibraciéon (CMC)

Patrén de referencia usado en la
calibracion

instrumento o Método y Condicion Min Max. Unidades Valor Unidades | Nivel de Patron Fuente de trazabilidad
sistema de Norma/Documento dela (mayor | (menor o confianza inmediata.
medicion de base medicion que) igual que)
Comparacion
Indicadores y directa
Registradores .
Procedimiento VAISALA
(Data Logger) (22 £4)°C o o o gt LCPN-H
de PR-CA23V03 | (50 4+ 20) % hr 10 65 C 0.6 C R 27(%”?;2?1233 (D-K-15211-01-00)
Ter:r?eAri?;ura Basado en CEM
TH-007, edicién
digital 1
WIKA-ASL /
30 200 °C 1,0 °C 95 % CTRS000
(indicador)
Comparacion
directa FLUKE / 1586A ISOTECH NA
(médulo) - 1586- (ANSI National
Termoémetros Procedimiento (22 £4) °C 2588 (escaner) Acc;‘?;%téﬂnolit))ard
Analogos PR-CA-22 v05 (50 £ 20) % hr '
200 400 °C 1,5 °C 95 %
ISOTECH /935 | &) UKE Corporation
Basado en UNE-EN 14-95H (NVLAP 2083 48.0)
13190, 2002 (sensor)
. . . FLUKE / 5628
400 660 C 2,0 C 95 % (sensor)
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Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicion y

calibraciéon (CMC)

Patrén de referencia usado en la
calibracion

instrumento o Método y Condicion Min Max. Unidades Valor Unidades | Nivel de Patron Fuente de trazabilidad
sistema de Norma/Documento dela (mayor | (menor o confianza inmediata.
medicion de base medicion que) igual que)
WIKA-ASL /
CTR5000
Comparacion o o o (indicador)
directa -30 80 C 0.2 C 95 % FLUKE / 1586A ISOTECH NA
Termoémetro (mbdulo) - 1586- (ANSI National
de Liquido en Procedimiento (22 +4) °C 2588 (escaner) Accreditation Board
Vidrio PR-CA-25 v03 +90) % h AC-2691.01)
(inmersion (5020 % hr ISOTECH / 935
completa) Basado en CEM 14-95H " | FLUKE Corporation
TH-004, edicién (NVLAP 200348-0)
digital 1 80 200 °C 0,3 °C 95 % (sensor)
FLUKE / 5628
(sensor)
WIKA-ASL /
CTR5000
Comparaci()n -30 80 °C 0,1 °C 95 % (indicador)
directa ISOTECH NA
Termoémetro ('r:nLc’u;f:lll(JE))/ 1?222 (ANSI National
de Liquido en Procedimiento (22 +4) °C 2588 (escaner) Accreditation Board
Vidrio PR-CA-25 v03 (50 + 50) % hr 0 0 °C 0,05 °C 95 % AC-2691.01)
(inmersion -
parcial) Basado en CEM ISOTE%I—;QQSS- FLUKE Corporation
TH-004, edicién (NVLAP 200348-0)
digital 1 (sensor)
80 200 °C 0,2 °C 95 %
FLUKE / 5628
(sensor)
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Servicio de calibracion Rango del mensurando Capaci_dad ‘f"? medicion y Patron de refe_renc!a} usado en la
calibraciéon (CMC) calibracion
instrumento o Método y Condicion Min Max. Unidades Valor Unidades | Nivel de Patron Fuente de trazabilidad
sistema de Norma/Documento dela (mayor | (menor o confianza inmediata.
medicion de base medicion que) igual que)
WIKA-ASL /
s . . CTR5000
Comparaci()n -30 80 C 0,1 C 95 % (indicador)
directa ISOTECH NA
ermoémetro ) ationa
T FUE 18 | A Nons
de Liquido en Procedimiento (22 + 4) °C 2588 (escaner) Accreditation Board
Vidrio PR-CA-25 v03 (50 +50) % hr 0 0 °C 0,05 °C 95 % AC-2691.01
(inmersion T ISOTECH / 935-
total) Basado en CEM 14-95H FLUKE Corporation
TH-004, edicion (NVLAP 200348-0)
digital 1 (sensor)
80 200 °C 0,2 °C 95 %
FLUKE / 5628
(sensor)
WIKA-ASL /
0 0 C 0,07 C 95 % CTR5000
Comparacion 30 10 °C 0,1 °C 95 % (indicaden)
directa ’ ISOTECH NA
FLUKE /15867 (ANSI National
Termoémetros - o o % (modulo) - 1586- -
y Sistemas Eg‘?ﬁ_‘g‘f\%g (22 +4) °C 10 80 c 01 c %% | 2588 (escanen ACCXE"_';%%‘;”O%‘)’G‘rd
Termométricos (50 £20) % hr R o o ’
Digitales 80 160 C 0.1 C 95% | ISOTECH /935-
Basado en CEM 14-95H FLUKE Corporation
TH-001, edicion o ° o (NVLAP 200348-0)
digital 2.2019 160 350 C 0,3 C 95 % (sensor)
350 660 °C 0,4 °C 95 % FLUKE /5628
(sensor)
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Verificado y Firmado por LC069 (6 paginas)
INN

A ‘ E P I A Creadoel 2024-02-28 16:54:40 -N° Docto: X1-8000-02AE-2EF9-DCE2
Este documento es unarepresentacion de un documento original en fomato electrénico. Para verificar el estado actual del documento,

verifiquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estandares internacionales para firma electrénica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualizacién, no
afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
ok Institucion - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2024-03-01 11:14:18.49152
Firma Simple Auditoria Autentia: NONE-M0JX-4RNN-4PYE
Validado con Pin Operador: 11378194-7
Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
ok Institucion - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2024-03-01 14:15:20.379448
Firma Simple Auditoria Autentia: NONE-M0JX-549K-VKW3
Validado con Pin Operador: 7204961-6




		2024-03-01T11:14:15-0300
	ACEPTA S.A.


		2024-03-01T11:14:15-0300
	ACEPTA S.A.


		2024-03-01T14:15:17-0300
	ACEPTA S.A.




